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4. Data: 

Parameter  Value 
Reflective/Diffusive/Transparent/Translucent  Transparent 

Working Range (mm)  1 

Precision (µm)  0.5 

Stand Off (mm)  16 

Max. Data Rate (KHz)  6 

Lateral Resolution(µm)  2*5/2*10 

Z Resolution(µm)  0.1 

Application Category  ‐ 

 

 


